Descricao: Azulejo do século XVII (1620-1670); Origem: Lisboa.

Amostras: Fragmentos e uma secg¢ao semi-polida em deposito
no Museu Nacional do Azulejo em Lisboa.
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Caracterizagido Morfologica: IMAGENS MACROSCOPICAS

Azulejo com craquelé muito

evidente.
Chacota amarelada com pequenos

poros circulares e alongados; finos
filamentos de barro vermelho;
inclusdes; vazios alongados; areias.

coRee voltar ao indice




AVAVXNEISN Caracterizagdo Morfoldgica: IMAGENS DE SEM

» Observa-se craquelé.

 Espessura do Vidrado =400 um

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

coRee voltar ao indice




VAVXNIN Caracterizagéo Fisica: PROPRIEDADES HIDRICAS/POROSIDADE

Curva de Absorgao de Agua (Chacota) Massa volamica real
(kg/m?) 2452
160 o0 —e Massa volumica aparente 1755
g 50 (kg/m?)
$ oo Porosidade aberta 28,1
£ o0 (vol %) !
© 4,0
< ;3 Y Y Y Y Y | Coeficiente de capilaridade 07
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 (kg/m2lh112) )
Tempo¥/2 (h1/2)
Teor maximo de agua
(%) 22,1

Procedimento: baseado na norma NP EN-13755.

voltar ao indice




LYY RIS Caracterizagdo Fisica: POROSIMETRIA DE MERCURIO

Curvas de Porosimetria (Chacota)

Curvas de distribuicdo
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Procedimento: baseado na norma ASTM D4404-84.
Equipamento: Porosimetro Quantachrome Autoscan

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Pb

Ca_Sn_Fe

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

VIDRADO BRANCO
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AzuRe156 EDS Vidrado.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe156/AzuRe156_EspectroEDS_Vidrado.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

PIGMENTO AMARELO
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Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.
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eV AzuRe156 EDS Amarelo.xls

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe156/AzuRe156_EspectroEDS_Amarelo.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

INTERFACE
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AzuRe156 EDS Interface.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe156/AzuRe156_EspectroEDS_Interface.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

CHACOTA
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Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe156/AzuRe156_EspectroEDS_Chacota.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Composigao quimica (% m/m)*

Area Analisada Na Mg Al Si K Ca Ti Fe Zn Sn Sb Pb
‘ 1,94 0,75 546 37,01 1167 235 009 087 148 a) - 38,38
brano
7 0,87 049 1,60 13,53 4,57 7,68 3,04 11,15 13,64 43,44
pigmento arelo
115 1,72 6,69 2530 1,60 5178 0,71 610 - -- 4,95
chacotimo terface)
09 165 10,01 2718 185 4851 0,62 6,24 -- -- 2,94

*- Os valores apresentados na tabela correspondem as percentagens massicas dos elementos detetados na amostra, néo
considerando o teor de oxigénio e normalizados a 100% (ver aviso); a) detetado mas ndo quantificado.

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a

um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/Aviso.pdf

AYAILLNETCN Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR XRF

VIDRADO BRANCO

15 20 25 30
-keV-

AzuRe156 Branco.csv

Equipamento: Espectrometro portatil por fluorescéncia de raios-X Bruker Tracer 11I-SD.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/XRF/AzuRe156_XRF_Branco.csv

AYAILLNETCN Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR XRF

c VIDRADO AMARELO

‘ T
20

T T T T T T
25 30
—keV -

AzuRe156 Amarelo.csv

Equipamento: Espectrometro portatil por fluorescéncia de raios-X Bruker Tracer 11I-SD.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/XRF/AzuRe156_XRF_Amarelo.csv

AYAILLNETCN Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR XRF

VIDRADO AzuL

T T T T T T T T T T - T T
S 10 15 20 25 30

AzuRe156 Azul.csv

Equipamento: Espectrometro portatil por fluorescéncia de raios-X Bruker Tracer 11I-SD.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/XRF/AzuRe156_XRF_Azul.csv

AVOCYEISN Caracterizagdo Quimica/Mineraldgica: ANALISE POR XRD

CHACOTA :
- | PDF 72-2128 (Ca1.96 Na.05 ) ( Mg.24 Al.64 Fe.12 ) ( Si1.39 AL61 O7 ) Gehlenite
4 | PDF 88-1807 Ca ( C Q3 ) Calcite
| PODF 85-0920 Si O2 Quartz
| PDF B84-0655 Ca Si O3 Wollastoni ite 2M
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[f*fr Ttz fr T L L T [T T I T
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2Theta (Coupled TwoTheta/Theta) WL=1,54060
Composicao mineraldgica semi-quantitativa (% m/m)
Quartzo Gelenite Calcite Wollastonite Leucite Perovskite
Sio, Ca,Al(AISIO;) Ca(CO,) CaSiO, K(AISi,Og) CaTiO,4
13,55 43,03 25,86 8,15 5,87 3,85

Equipamento: Difratdmetro de raio-X Bruker AXS-D8 Discover

voltar ao indice




